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L+T/S+T
Bundesamt für Landestopographie

Office fédéral de topographie

Nachführung von
Kartenblättern

LK/CN 1:25 000,1 50000,1 : 100 000 1290 Helsenhorn 1981
Blatt Nachführung/Stand 1309 Simplon 1981
Feuille mise à jour 1311 Comologno 1981
Foglio: aggiornamento: 244 Escholzmatt 1980
1065 Bonfol 1981 265 Nufenenpass 1981
1084 Damvant 1981 275 V Antigorio 1981
1104 Saignelégier 1981 33 Toggenburg 1978
1148 Sumiswald 1981 103 Zürich-St. Gallen 1978
1191 Engelberg 1981 265S Nufenenpass mit Ski- 1981/83
1270 Binntal 1981 routen, Neuausgabe
1289 Brig 1981 LK/CN 1: 200 000, Blatt 3 1981

Veranstaltungen
Manifestations

IX. Internationaler Kurs für
Ingenieurvermessung
FIG-Symposium der
Kommissionen 5 und 6

6. bis 13. September 1984 in Graz

Einladung
Die Veranstalter Prof. Dr. G.Eichhorn, TH
Darmstadt, Prof. Dr. F.Kobold, Zürich, Prof.
Dr. H.Matthias, ETH Zürich, Prof DDDr
K.Rinner, TU Graz, Prof. Dr. G.Schelling, TU
Graz, Prof. Dr. K. Schnädelbach, TU München

laden die Fachleute aus allen Ländern
zur Teilnahme herzlich ein.

Details zum Kurs siehe VPK 9/83, S. 331.

fxe
Bestellung der Kursunterlagen
mit Vortragsprogramm

Name:

Adresse:

Einsenden an:

Institut für Angewandte Geodäsie
und Photogrammetrie, TU Graz,
Rechbauerstrasse 12

A-8010Graz

oder an:

Institut für Geodäsie und
Photogrammetrie
ETH-Hönggerberg
CH-8093 Zürich

Bitte Manuskripte
im Doppel einsenden

Mitteilungen
Nouvelles

Junior Entreprise (JE) des
étudiants de l'EPFL

La junior entreprise de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) est une
association d'étudiants qui offre des études
techniques à l'industrie. Elle est patronnée
par les autorités de l'EPFL.
Constituée en association mais gérée comme

une entreprise, elle permet à des
étudiants EPFL de réaliser et vendre des études
techniques ou de proposer leur assistance
technique. Le concept JE a déjà fait ses

preuves aux Etats-Unis et en France. L'initiative

de la JE est encouragée par la direction
de l'EPFL qui y voit l'occasion pour les

étudiants de se mesurer aux réalités
technologiques et économiques de l'industrie.
Les méthodes de travail et les équipements
à disposition de la JE, nous permettent de
vous proposer des études spéciales de haut
niveau à des coûts intéressants et dans des
délais raisonnables. Toute étude fait l'objet
d'une signature de contrat qui fixe le cahier
des charges, les coûts et les délais d'exécution.

La JE EPFL a organisé le Forum EPFL qui
s'est tenu en octobre 83. Le but de ce Forum
était de favoriser les premiers contacts entre
industriels et jeunes diplômés (cinquante
entreprises et sociétés étaient présentes). Le

prochain Forum se déroulera les 8 et 9

novembre prochain.

Les méthodes de travail de la junior
entreprise:

Pluridisciplinarité,
possibilités de travail dans toutes les branches

enseignées à l'EPFL.

Interdisciplinarité,
regroupements des compétences de membres

de différentes sections sur un même
projet.

Créativité,
conception originale des solutions par les
étudiants de l'EPFL.

Utilisation des équipements de l'EPFL,
matériel, laboratoires, ordinateurs,
logiciels

Assistance du corps enseignant,
possibilités pour les étudiants de consulter
leurs professeurs.

Langues,
français, allemand, italien, anglais, espagnol,
arabe...

Sélection de vos futurs cadres,
la réalisation d'un projet permet d'apprécier
les capacités de futurs ingénieurs.

Coûts intéressants,
infrastructure légère, frais de fonctionnement

limités.

Image à l'extérieur,
organisation du forum EPFL. Rencontre
annuelle entre les diplômants de l'Ecole et
les industriels.

Pour des raisons de maîtrise du projet, la

junior entreprise doit limiter la durée de ses
mandats à la longueur de l'année académique

(mais possibilités de renouvellement du

contrat).
Pour plus de renseignements, adressez-
vous, s.v. p. à:

Junior Entreprise EPFL

Avenue de Cour 33
1007 Lausanne

Lehrabschlussprüfungen
für Vermessungszeichner
Frühjahr 1984

Von 107 an der Gewerbeschule Zürich
geprüften Lehrlingen haben 101 die Prüfung
mit Erfolg bestanden. Davon sind 12% der
Absolventen weiblichen Geschlechts. 6

Lehrlinge haben die Prüfung nicht bestanden
infolge ungenügender Gesamtnote oder
ungenügender Note in den praktischen
Arbeiten

Noten-Durchschnitte:
1. Praktische Arbeiten
2. Berufskenntnisse
3. Schulnote

(Die Note in den praktischen Arbeiten
zählt für die Gesamtnote doppelt)

4 Gesamtnote

4,9
4,6
5,1

4,9

Mit Buchpreisen für sehr gute Leistungen
wurden durch die beiden Vereine SVVK und
VSVT die folgenden Kandidaten ausgezeichnet:
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